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KARTA PRZEDMIOTU

Kierunek: Elektrotechnika Specjalnosé: Automatyka i metrologia

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: 2020-EE-AM-1N-6SG1-KSP
Komputerowe systemy pomiarowe

Rodzaj przedmiotu: Poziom studiow: I stopien | Rok studiéw: III Semestr: VI | Tryb: niestacjonarny
specjalnosciowy

Liczba godzin: 30 Liczba punktéow ECTS: 3
w tym: Wykiad: 15
Laboratorium: 15

Tytul, imie i nazwisko:
Wyktad: dr inz. Zenon Ociepa
Laboratorium: dr inz. Dominik Wojtaszczyk
adres e-mailowy wyktadowcy/wyktadowcow: z.ociepa@uniwersytetkaliski.edu.pl,
d.wojtaszczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl

Informacje szczegéiowe

Cele przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu doboru przetwornikdw i czujnikéw pomiarowych.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu doboru przetwornikéw i czujnikéw pomiarowych

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu oceny metrologicznej systemow akwizycji danych

C4 Przekazanie wiedzy z zakresu kompatybilno$ci elektromagnetycznej systemdw pomiarowych

Wymagania wstepne 1. Posiada¢ widze dotyczacq obwodow elektrycznych.
w zakresie wiedzy, umiejetnosci, 2. Znac elektronike o energoelektronike.
kompetencji spotecznych 3.  Znac technike mikroprocesorowa.

4. Posiadac wiedze dotyczacg metrologii.

Efekty uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejetnosci oraz kompetencji spotecznych

Efekty uczenia Po realizowaniu przedmiotu Odniesienie Odniesienie
sie i potwierdzeniu osiagniecia efektow uczenia sie do celéw do efektow uczenia sie
student przedmiotu dla programu

EU1 identyfikowaé czujniki i przetworniki pomiarowe C1,C2,C3, K_Wo04, K_U09
wielkosci elektrycznych oraz nieelektrycznych C4

EU2 analizowac i rozwigzywacé podstawowe problemy z C1, C2, C3, K_W04, K_U08, K_U09
zakresu doboru aparatury pomiarowej C4

EU3 mierzy¢ wielkosci elektryczne i nieelektryczne C1, C2, C3, K_W04, K_U04, K_U07,

ca K_uos

EU4 konfigurowac proste systemy pomiarowe C2 K_W04, K_U07, K_U08

EU5 wyznaczac niepewnos¢é pomiaru systeméw C2,C3 K_Wo04, K_U07, K_U09
pomiarowych

EU6 interpretowac, oszacowac i krytycznie ocenic Cc2,C3 K_Wo04, K_U13

otrzymane wyniki badan i pomiaréw, formutowac
whnioski oraz identyfikowaé zrddta btedow

Tresci programowe

Tresci Forma zaje¢ Liczba Odniesienie
programowe godzin do efektow uczenia sie
Wyktady 15
TP1 Potprzewodnikowe czujniki i przetworniki pomiarowe 2 EU1, EU3
TP2 Interfejsy czujnikéw i przetwornikéw pomiarowych 1 EU1, EU2, EU3
TP3 Podzespoty kondycjoneréw sygnatow 2 EU1, EU2, EU3
TP4 Kondycjonery sygnatowe 2 EU3, EU4
TP5 Ukfady akwizycji danych DAQ 2 EU1, EU2, EU3
TP6 Ocena wtasciwosci metrologicznych kart DAQ 1 EU5, EU6
TP?7 Systemy pomiarowe 3 EU3, EU4
TP8 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna systemoéw 2 EU4, EU6
pomiarowych
Laboratorium 15
TP1 Pomiar temperatury metodami elektrycznymi 3 EU1, EU2, EU3, EU4,
EU5, EU6
TP2 Pomiar naprezen mechanicznych w torach pradowych 3 EU1, EU2, EU3, EU4,
EU5, EU6
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TP3 Pomiar harmonicznych pradu odbiornikéw energii 3 EU1, EU2, EU3, EU4,
elektrycznej EU5, EU6

TP4 Pomiar energii elektrycznej 2 EU1, EU2, EU3, EU4,
EU5, EU6

TP5 Wyznaczanie charakterystyk wytacznikow 2 EU1, EU2, EU3, EU4,
instalacyjnych EU5, EU6

TP6 Konfigurowanie komputerowego systemu pomiarowego 2 EU1, EU2, EU3, EU4,
EU5, EU6

Narzedzia dydaktyczne:

1.
2.

Sala wyktadowa z wyposazeniem do prowadzenia zaje¢ w systemie multimedialnym.
Laboratorium z odpowiednig aparatura.

Metody weryfikacji osiagniecia efektow uczenia sie

Efekt Forma weryfikacji i walidacji efektow uczenia sie
uczenia sie — -
Wiedza Wiedza praktyczna Umiejetnosci Kompetencje
faktograficzna umiejetnosci praktyczne kognitywne spoteczne,
postawy
EU1 X X X X
EU2 X X X X
EU3 X X X X
EU4 X X X X
EU5 X X X X
EU6 X X X X

Kryteria oceny osiagniecia efektéw uczenia sie

F - formujace

F1. Korekta prowadzonych wyktadéw

F2. Dyskusja w trakcie zajec.

F3. Analiza konkretnych probleméw

F4. Sprawdzanie umiejetnosci w trakcie zajec

P - podsumowujace ‘

P1. Dyskusja podsumowujaca w trakcie zajec.
P2. Sprawdzian pisemny /ustny wiadomosci.

Na ocene z ¢wiczen laboratoryjnych skfadajg wyniki kolokwium (50%) oraz ocena za sprawozdanie kazdego
éwiczenia.

Zaliczenie ¢wiczen laboratoryjnych jest warunkiem koniecznym przystapienia do zaliczenia wykfadu.

Na ocene z wyktadu sktada sie ocena z ¢wiczen laboratoryjnych (50%) oraz ocena kolokwium pisemnego,
sprawdzajacego efekty ksztatcenia w zakresie zdobytej wiedzy (50%).

Skala ocen
Ocena: Poziom wiedzy, umiejetnosci, kompetencji personalnych i spotecznych
5,0 - znakomita wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
4,0 - dobra wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
3,5 - zadowalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne, ale ze znaczacymi
niedociggnieciami
3,0 - zadowalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne, ale z licznymi
btedami
2,0 - niezadowalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje personalne i spoteczne
Forma zakonczenia zaliczenie na ocene

Obciazenie praca studenta

Forma aktywnosci

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 30

2. Przygotowanie sie do zaje¢: 45

SUMA: 75 godzin

Literatura

Podstawowa:
1.

Lesiak P., Swisulski D., Komputerowa technika pomiarowa w przykiadach, Agenda Wydawnicza PAK,
Warszawa 2002

Swisulski D., Komputerowa technika pomiarowa w przyktadach. Oprogramowanie wirtualnych przyrzadéw
pomiarowych, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005
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3. Zakrzewski J., Czujniki i przetworniki pomiarowe. Podrecznik problemowy, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej,
Gliwice 2004

Uzupetniajaca:
1. Wspdiczesna metrologia. Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 2004

Inne przydatne informacje o przedmiocie:

Znajomos$¢ komputerowych systemdédw pomiarowych niezbedna jest miedzy innymi do zrozumienia dziatania wspotczesnych linii
produkcyjnych w zakresie sterownia i oceny jakosci.
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